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1. ZWECK

Diese Spezifikation beinhaltet die Richtlinien zur
Verarbeitung des AMP* Kontaktsystems MQS 1.0.

Samtliche verarbeitungsrelevanten Angaben mit
Ausnahme der Crimpdaten sind den fur das Micro
Quadlok System existenten Verarbeitungs-
spezifikationen, wie unter Punkt 2.2 aufgefuhrt, zu
entnehmen. Wenn zwischen dieser Spezifikation
und den Genannten Unstimmigkeiten auftreten, hat
diese Spezifikation Vorrang.

2. ZUSATZLICHE UNTERLAGEN
2.1 Produktspezifikation

In der Produktspezifikation 108-18030-1 sind die
elektrischen und mechanischen Eigenschaften
dieser Kontakte beschrieben.

2.2 Verarbeitungsspezifikationen

Fur die Crimpqualitat gelten neben den
Verarbeitungsspezifikationen fur das Micro
Quadlok System 114-18021 und 114-18025
zuséatzlich die allgemeinen Richtlinien nach den
Verarbeitungsspezifikationen 114-18018 und 114-
18022, die, sofern nicht vorliegend, gesondert
anzufordern sind.

MalRe fur Crimper und Amboss siehe Spezifikation
114-18231-10.

3. ANFORDERUNGEN
3.1 Drahtcrimp

A) Lage des Leiters

Das Leiterende muss nach dem Crimpen 0,1 bis
1,0mm an der Vorderkante des Drahtcrimps
vorstehen.

Das Isolationsende darf keinesfalls im
Drahtcrimp eingecrimpt werden.

E) Grat am Crimpboden
Der Grat am Crimpboden darf eine maximale
Hohe von 0,12mm betragen.

1. SCOPE

This specification contains the guidelines for the
application of the AMP* contact system MQS 1.0.

For all application data except crimp data see MQS
application specifications named in 2.2. In case of
differences between the specifications, this
specification is valid.

2. REFERENCED DOCUMENTS

2.1 Product Specification s

The product specification 108-18030-1 describes the
characteristics of the contact system.

2.2 Application S pecifications

Beneath the specifications 114-18021 and 114-18025
the crimp quality must also comply with the general
guidelines laid down in the application specification
114-18018 and 114-18022. If not available, they must
be ordered separately.

Crimper and anvil dimensions: see specification 114-
18231-10.

3. REQUIREMENTS
3.1 Wire Crimp

A) Wire position

After crimping, the end of the wire must extend
0.1 to 1.0mm beyond the front edge of the wire
crimp.

In no case may the end of the insulation be
crimped under the wire crimp.

E) Burr on base of crimp
The burr on the base of the crimp may have a
maximum height of 0.12mm.
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3.2 Verarbeitungsprozess fur 90>Anwendung 3.2 Application of 90%version
Folgende Kontakte sind fiir 90°-Anwendungen The following contacts are made for 90°-
konzipiert: 929008 und 929009 application: 929008 and 929009
Die Bestiickung der Gehduse mit Kontakten For Loading of the housing with contacts follow
erfolgt nach folgendem Ablauf: this way:

1. Insert the (in-line) contacts in
the cavity. Be sure that the
locking lance of the contacts is
locked in. A deformation of the
bending area before loading is not
allowed.

1. Einfihren der (nicht
abgewinkelten) Kontakte in
Gehausekammer. Dabei ist auf ein
Einrasten der Kontakte tber die
Rastlanze zu achten. Eine
Deformation der Biegezone vor
dem Bestlickungsprozess ist nicht
zulassig.

2. Biegen der Kontakte im 2. Bend the contacts in the
Gehause. Zu beachten ist, dass ein ‘_ housing. A back-bending or
Zuruckbiegen bzw. mehrfache multiple bending of the contact is
Biegeoperationen nicht zulassig not allowed.
sind.

VAR
3. SchlieRen des Gehausedeckels. 3. Close the housing cover.
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4, CRIMPDATEN / CRIMPING DATA
4.1 Crimpdaten fiir Kontakte, normale Version / Crim  ping Data for contacts, normal version
Tabelle 1: Stift- und Buchsenkontakte
Table 1: Tab and socket contacts
AUS- Bestellnummer/ | Leiterquer-  sojarionspereich / | Abisolier- ) : o o Crimp- | - Handcrimp-
filhrung / T schnitt/ | jnsuiation range lange / Drahtcrimp / Wire crimp Isolationscrimp / Insulation crimp werkzeug /| werkzeug /
Contact Wire size Strip Crimptool | Hand crimp
Band- Einzel- length Messbare | Hohe/ | Form/ | Crimpprofil- | Messbare que/yugml) Form/ | Crimpprofil- tool
ware / ware / Crimpbreite / | Height | Shape breite/ | Crimpbreite / Shape breite /
Strip Loose Measurable Crimper | Measurable CH, Crimper
piece crimp width profile width | - crimp width profile width
FLU | AR CBu CH, CB, CBrp FU | AR
@ @ 0,15 0,03 101 | 101
[m?] [mm] | [om] | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] [mm]
Buchse/ 035 092 15 | 16
Socket
929004 | 929005 11-14]12-16] 32 1,4+0,1 14 1,8310,15 1,83 1528354 | 5396451
05 1,00 175 | 19
Bu 2 - Um-
Socket \\ 075 /// 115 / fassungs— MQS-NSF
920006 | 920007 | =277 21| 35 | 178401 F 178 >< crimp/ -2 Eﬁ( -
// \\ I~ Wrap
L — 10 1 126 2 21 cimp
Buchse 035 092 15 | 16
Socket
929008 | 929009 11-14]12-16] 32 1,4+0,1 14 1,8310,15 1,83 1528354 | 5396451
05 1,00 175 | 19
B-B
A=A
A B
2 B
" _——
] ~_— — —
I
TANGENT POINT = A By

Tangentenpunkf

1) Empfehlung fur die Crimphohe
2) Kontakt-, Leitungskombination bisher nicht betrachtet

1 reference value for the height of the crimp
2) Contact-, wire combination has not yet been considered
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4.2 Crimpdaten fiir Kontakte, Einzeldichtungssystem / Crimping Data for contacts, Single-Wire Sealing

Tabelle 2 Stift- und Buchsenkontakte mit Bnzeldc ~ htung
Table 2: Tab and socket contacts with singe-wires  ealing
Aus- Leiterquer- ‘4 5 Abisolier- Qinp- Handcrimp-
fuhrung/ B‘f@”ﬁ’ schritt/ Iﬁm/ lange / Drahterinp/ Wire crimp Isolationscrinp/ Insulation crimp verkzewg/ | werkzeug/
Contact Wire size Strip - - Qimptod | Hand crinp tool
Band- Bnzel- length Messbare | Hohe/ | Form/ | Qinpprofil- |  Messbare Hye/mgil) Fom/ | Ginpprofil-
vare/ vare/ Qimphreite/| Height | Shape | breite/ | Qinypbreite / Shape breite /
Strip Loose Measurable Qinper | Measurable CH, Qinper
piece aimpwvidth profilewicth| cimpwicth profile wicth
AU | AR By CHy CB, CBro AU | AR
[} [} 10,15 0,03 102 | 02
d] | [om] | o] | )] [mm] [rm] [ [y [y | [mm] [rmm]
Buchse/ 035 092 um
Socket fassungs-
1670448 | 1670534 11-14]|12-16| 36 14401 F 14 343 26 | 26 | aimp/ | mex36 | 1528751 | 515790049
W
05 1,01 m—:g
A-A
]-
I
TANGENT POINT 1
Tangentenpunkt
1) Empfehlung fur die Crimphohe
1 reference value for the height of the crimp
Zugehorige Einzeldichtung / Necessary Single-wire-s  eal
Leitung / Wire Isolat|oqsbere|ch/ PN
Insulation range
@1,2-1,4mm 967067-2
FLR
@1,4—-1,6mm 967067-1
@1,1-1,2mm 967067-2
FLU
@1,3-1,4mm 967067-2
C Insulation crimp height for FLU wires added, “Micro Quadlok System” re-named as “MQS” A. Schimmele 19.11.2015
Rev. Anderung erstellt Datum
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